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摘要(译)

使用光学传感器测量靶分子（例如分析物，例如体内代谢物和离子）的
浓度。靶分子浓度的无创，连续测量使用分析物特异性发光剂，例如荧
光纳米传感器。测量荧光斯托克斯位移纳米传感器的强度。光学传感器
系统包括（i）分析物特异性发光剂; （ii）用于非侵入性地检测由代理发
出的光的传感器，传感器装置使用LED，光电二极管，SOC /微处理器和
收发器; （iii）显示分析物的体内水平或浓度。
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